Subiecte colocviu laborator ASC

Aceste subiecte sunt valabile pentru studentii care au facut laboratorul de ASC cu SI. Carmen Voicu si As.
Madalina Berceanu.

Studentii vor extrage un singur bilet la colocviu, pe care vor gési un singur exercitiu din subiecte de mai jos.
NU aveti voie sa schimbati subiectul.

La colocviu NU aveti voie cu platformele si calculele le veti efectua NUMAI cu calculatorul stiintific,
telefonul NU este permis.

1. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Impedantele Z; si Z, sunt
pur disipative, adica rezistente Z; = R; si Z, = R,. (Se masoara rezistentele din cutia cu componente cu ajutorul multimetrului si
se aleg astfel incat Z, > Z; > 100£2). Sa se determine prin masuratori parametrii A ai diportului. Semnalul generat de generatorul
de functii trebuie sa fie sinusoidal cu frecventa egald cu 4 kHz si amplitudinea egald cu 5 V.

OBSERVATIE: Nu uitati sa adaugati pe macheta rezistentele R, la poarta 1 si R, lapoarta 2 (R,; = R,, = 10Q) pentru a putea
determina curentul de la poarta 1, respectiv poarta 2.
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2. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Impedantele Z; si Z, sunt
pur disipative, adica rezistente Z; = Ry si Z, = R,. (Se masoara rezistentele din cutia cu componente cu ajutorul multimetrului si
se aleg astfel incat Z, > Z; > 100(}). Sa se determine prin masuratori parametrii Z ai diportului. Semnalul generat de generatorul
de functii trebuie sa fie sinusoidal cu frecventa egald cu 4 kHz si amplitudinea egald cu 5 V.

OBSERVATIE: Nu uitati sa adaugati pe macheta rezistentele R, la poarta 1 si R,, la poarta 2 (R;; = R4, = 10Q) pentru a putea
determina curentul de la poarta 1, respectiv poarta 2.
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3. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteazd schema din figura de mai jos. Se alege din cutia cu

componente rezistenta cu valoarea cea mai apropiatd de 600 Q. Se masoara capacitatea condensatoarelor C. Sa se determine prin
masuratori modulul parametrilor Y ai diportului. Semnalul generat de generatorul de functii trebuie sé fie sinusoidal cu frecventa

egala cu 4 kHz si amplitudinea egala cu 5 V.
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4. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteazd schema din figura de mai jos. Se alege din cutia cu
componente rezistentele cu valorile cele mai apropiate de 600 Q. Se masoara capacitatea condensatorului C. Sa se determine prin
masurdtori modulul parametrilor Y ai diportului. Semnalul generat de generatorul de functii trebuie sé fie sinusoidal cu frecventa
egala cu 4 kHz si amplitudinea egala cu 5 V.




5. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Se alege din cutia cu
componente rezistenta cu valoarea cea mai apropiata de 600 Q. Se mésoara capacitatea condensatoarelor C. Sa se determine prin
masurdtori argumentul parametrilor Y ai diportului. Semnalul generat de generatorul de functii trebuie s fie sinusoidal cu
frecventa egala cu 4 kHz si amplitudinea egala cu 5 V.

6. Pe placa de test (numita ,;solderless breadboard”) se proiecteazd schema din figura de mai jos. Se alege din cutia cu
componente rezistentele cu valorile cele mai apropiate de 600 Q. Se masoara capacitatea condensatorului C. Sa se determine prin
masurdtori argumentul parametrilor Y ai diportului. Semnalul generat de generatorul de functii trebuie sa fie sinusoidal cu
frecventa egala cu 4 kHz si amplitudinea egala cu 5 V.
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7. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Se calculeaza atenuarea pe
imagine g' folosind tensiunile U, si U, masurate (tensiunea de la poarta 1, respectiv poarta 2). Se cunosc Z,; = 300 Q,
Zy, = 380 Q. Impedantele Z; si Z, sunt pur disipative, adica rezistente Z; = R, si Z, = R,. (Se masoara rezistentele din cutia cu
componente cu ajutorul multimetrului si se aleg astfel incat Z, > Z; > 100Q).
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8. Pe placa de test (numita ,,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Se calculeaza atenuarea pe
imagine g’ folosind tensiunile U, si U, masurate (tensiunea de la poarta 1, respectiv poarta 2). Se cunosc Z,; = 300 Q,
Zy, = 380 Q. Impedantele Z; si Z, sunt pur disipative, adica rezistente Z; = R, si Z, = R,. (Se masoara rezistentele din cutia cu
componente cu ajutorul multimetrului si se aleg astfel incat Z, > Z; > 100Q).
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9. Pe placa de test (numita ,solderless breadboard”) se proiecteaza schema din figura de mai jos. Se se determine
experimental impedantele imagine pentru cele trei sectiuni de atenuator. Impedantele Z; si Z, sunt pur disipative, adica rezistente
Z1 = Ry si Z, = R,. (Se masoari rezistentele din cutia cu componente cu ajutorul multimetrului si se aleg astfel incat Z, > Z; >
1009Q).

Atenuator 1 Atenuator 2 Atenuator 3
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10. Sa se masoare atenuarea de insertie a filtrului FTJ Butterworth de ordinul 2, atunci cénd la intrare sunt conectate pe rand
o rezistentd de 50 Q, respectiv 600 Q (comutatorul K trebuie sa fie pe pozitia ”a”). Se reprezinta grafic a; (f). Comentati graficul
obtinut! Generatorul de functii emite un semnal armonic la frecventele din tabelul de mai jos.
Ry[Q] | f[kHz] (05 |1 2 3 35 |4 45 |5 6 8 10 |11
50 a; [dB]
600 a; [dB]

11. Sa se masoare atenuarea de insertie a filtrului FTJ Butterworth de ordinul 4 (format din FTJ1 cu comutatorul pe pozitia
”d” cascadat cu FTJ2). Sa se determine panta caracteristicii de atenuare Aa pe 0 octava a filtrului Butterworth de ordinul 4 si sa se
compare cu panta pe 0 octava stabilita teoretic. Generatorul de functii emite un semnal armonic la frecventele din tabelul de mai
jos.

R,[Q |fIkHz] o5 [1 [2 [3 |35 [4 [45 |5 [6 [8 [10 [11
50 a; [dB]

12. Se ridicd caracteristica amplitudine-frecventd a filtrului LC, rezistentele terminale fiind Ry =R, =R, = 600 Q. Se trece
comutatorul Ko in pozitia 1 si comutatorul K; in pozitia FTJ. Se foloseste ca semnal de intrare un semnal sinusoidal cu tensiunea

efectivd E=2V. Aceasta tensiune se masoara cu generatorul in gol. Se completeaza tabelul de mai jos. U, reprezinta tensiunea ce
se va masura la iesirea filtrului. Se reprezinta grafic |H.(jf)| functie de frecventa f. Se citeste din grafic frecventa de taiere a

filtrului f, [kHZ] la-3 dB.

f [kHZ] 0,5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
U, [V]
20, [R,
[H.(f)] = F IR,

Sé se mésoare timpul de intarziere dintre semnalul de la intrarea filtrului si semnalul de la iesirea filtrului, la frecventa de
70 kHz.

13. Se ridica caracteristica amplitudine-frecventd a filtrului activ biquad cu intrarea in nodul 1 si iesirea in nodul 2. Se
fixeaza tensiunea de la generator E = 1V,,. Aceasta tensiune se masoard cu generatorul in gol. Comutatoarele k; si k, sunt pe
pozitia cU Ry, R, si R, in circuit (comutatoarele k, si k, pe pozitia 1, k; nu se conecteaza). Se completeaza tabelul. Se reprezinta
grafic |[H, (jf)| functie de frecventa f masurata in kHz. Se citeste din grafic frecventa de taiere a filtrului f; [kHz] la—3 dB

f [kHZz] 1 15 2 2,5 3 3,5 4 45 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
U: [V]
[H, (if)

Sé se masoare timpul de intarziere dintre semnalul de la intrarea filtrului si semnalul de la iesirea filtrului, la frecventa de
6 kHz.




